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 一拖二组合探针台简介
    功能介绍

   适用于4、5英寸分立器件、光电器件、传感器自动

测试，具备有多样灵活的测试方式及丰富的数据处理功

能。可实现自动扫描、对准定位功能。产品也可依据不

同需求定制开发各种附加功能。

产品参数：

       1、可测片径：4″、5″

   2、全自动上下片

   3、可支持四针测试

   4、带自动喷油及刷油装置



一拖二组合探针台简介
    功能介绍

       该结构采用共用一台机械手，可以给两侧探针台
自动上下片，具有自动上下片功能。

晶舟



 全自动探针台简介
    功能介绍

   适用于4、5英寸分立器件、光电器件、传感器晶圆的自

动测试，具备有多样灵活的测试方式及丰富的数据处理功能。

可实现自动扫描、对准定位功能。产品也可依据不同需求定

制开发各种附加功能。

部分功能参数：

   1、可测片径：4″、5″

   2、全自动上下片

   3、可支持四针测试

   4、带自动喷油及刷油装置



 自动探针台简介
    功能介绍



 自动探针台简介
    功能介绍

   适用于4、5英寸分立器件、光电器件、传感器晶圆

的自动测试，具备有多样灵活的测试方式及丰富的数据

处理功能。可实现自动扫描、对准定位功能。产品也可

依据不同需求定制开发各种附加功能。

部分功能参数：

   1、可测片径：4″、5″

   2、手动自动上下片

   3、可支持四针测试

   4、带自动喷油及刷油装置



 简   介
    功能介绍

三、测试系统功能

1. 测试完成后提供测试文件，兼容后道设备格式使用，提供芯片批次片号、合格数、不

合格数、不合格类别及测试速率等信息

2. 实时数据显示

3. 分BIN，MAP图显示、保存功能 
4. 测试数据储存功能

5. 测试结果统计分析

6. 操作员、管理员权限管理功能

7. MAPPING数据可脱机浏览.



 简   介
    功能介绍

二、设计功能

1. 可测试圆片，测试范围可选，MAP图可以编辑测试；

2. 具备接触缓冲功能，针痕稳定；

3. 具备离线打点、脱机打点功能；

4. 支持坏点重测；

5. 良品、不良品、合格率、测试速率显示；

6. CCD自动扫描对准功能；

7. 自动MARK点，(0,0)点定位功能，一键可完成测试；

8. 自动抽测功能；

9. 具有一定的抗电磁干扰能力




